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ISLAKLIK OLGUMLERI

Ali UYTUN 5
Aliye KARTAL DOGAN

OzZET

Her drindn belirli ortam sartlarinda korunmasi ve saklanmasi gerekir. Yanls saklama kosullarinda
bekletilen Grlnlerin yapisinda biyik degisikler meydana gelir. Urlinleri bozulmadan korumak igin
gerekli ortam sartlarinin en 6nemlileri, Grin kalitesini dogrudan etkiyen sicaklik, nem (humidity) ve
islaklik (rutubet-moisture) bilesenleridir.

Uriintin igindeki su miktari, 1slaklik olarak tanimlanir. insaat sektoriinde kullanilan betonun, mobilya
sektérinde kullanilan ahsaplarin igindeki su miktari dlgimleri ve ayrica gida sektdrindeki Urtnlerin
kurutulmasi/depolanmasi esnasindaki su miktari dlgiimleri cok biyiik énem kazanmistir. Uriindeki su
miktari, ilgili standartlarda belirtilen degerlerin diginda ise UrGnun yapisinda bozulmalara neden
olmaktadir. Bu olgimlerin gergeklestiriimesi icin ¢ok farkh tdrleri mevcut olan islaklik &lgerler
kullaniimaktadir.

Bu calismada, mobilya sektérinde kullanilan malzemelerin, 1slaklik dlgerlerle yapilan dlgimleri ve elde
edilen sonuglar, kiitle 6lgiim (gravimetrik) ydntemi hesabi ile karsilastirilacaktir.

1. GIRIS

Islaklik, GrGndn icindeki su miktari olarak tanimlanmaktadir. Bu miktar belirtilen standartlarin diginda
ise UrlOnlerin yapisinda bozulmalara neden olur. Asagida verilen sekil incelendiginde metalin
paslanmasi, tahtanin ¢irimesi ve gida maddelerinin zamanla kiflenmesi gibi érnekler verilebilir. Bu

tlr bozulmalar malzemelerin igindeki islaklik oranlarindan kaynaklanmaktadir.

a. Metalin paslanmasi b. Tahtanin ¢lriimesi c. Ekmegin kiflenmesi

Sekil 1. Malzemeler tGzerindeki bozulmalar

Ozellikle mobilya sektériinde kullanilan ahsap malzemelerin igindeki 1slaklik miktari cok énemli ve
mobilyanin kullanim ve dayanim gdstergesi olmustur.
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Ahsaplarin 1slaklik élgiimleri, birgok ydntemle yapilmaktadir [1]. En ¢ok kullanilanlari ise;

1. Kdtle 6lgim yoéntemi,
a. Birincil seviye kitle dlcim yontemi
b. ikinci seviye kiitle dlciim yéntemi
2. Kimyasal metotlarla damitma yontemi,
3. Islaklik olgerler kullanilarak yapilan élgtimlerdir.

Ahsap malzemelerin islaklik dl¢gimlerinde kitle 6lgim yontemi ile yapilan dlgtimlerle, islaklik élgerlerle
yapilan élgimler karsilastirilarak, kullanilan islaklik dlgerlerin dogrulugu goésterilmis olacaktir.

2. KUTLE OLGUM YONTEMI

Gravimetrik yéntem, kurutma ve tartma yéntemi olarak bilinir. Uriinden alinan numunenin tartiimasi ve
finnda (103 = 2) °C’de kurutulmasi ile “degismez kutle” ye kadar kurutulduktan sonra tekrar
tartilmaktadir[1,2].

2.1. Birincil seviye kiitle 6l¢iim yontemi

Kurutma islemi, 3 saat ara ile birbirini izleyen iki tartim arasindaki farkin en az % 0,01 olana kadar
devam edilir. Bu islem sonucunda degismez kitle elde edilir. Eger hala % 0,01 elde edilmemis ise
kurutma iglemleri toplamda 24 saate kadar 3 saatlik adimlarla degismez kutle elde edilene kadar

yapilr.

2.2. ikinci seviye kiite dlgiim yontemi

Kurutma islemi, 4 saat ara ile birbirini izleyen iki tartim arasindaki farkin en az % 0,1 olana kadar
devam edilir. Bu islem sonucunda degismez kutle elde edilir. Eger hala % 0,1 elde edilmemis ise
kurutma islemler toplamda 24 saate kadar 4 saatlik adimlarla degismez kuitle elde edilene kadar
yapilir.

Numune, her kurutma igleminden sonra ortamdan etkilenmemesi ve sogutulmasi amaciyla, i¢erisinde
kurutucu olan desikatorler igerisine hizli bir sekilde alinir (bakiniz Sekil 2.). Burada sogumaya
birakildiktan sonra yine ortamdan etkilenmeyecek sekilde, birinci seviye kltle &6lgim yontemi
kullanihyorsa 1 mg, ikinci seviye kutle dlgim ydntemi kullaniliyorsa 10 mg hassasiyete sahip terazi
kullanilarak tartimlar yapilmalidir. Elde edilen sonuglar, 1 numarali denklem yardimiyla
degerlendiriimektedir. Hangi yontemin kullaniimasi gerektigi kullanici tarafindan belirlenmelidir.

etiv

Sekil 2. Kitle 6lcim yontemi dlgim dizenegi
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A-B
%MC = ( jxlOO 1)
% MC: Yizde 1slaklik orani
A : Numunenin ilk agirhigi
B : Numunenin kurutulduktan sonraki agirhig
(@) Nem ve sicaklik
25 °C | @ sensori
4 %RH
'izﬁ}.(\:)l Q Nimine rafi
Nem tutu

Sekil 3. Numunelerin kurutmadan sonra ortam neminden etkilenmemesi icin konulan desikatérler

3. ISLAKLIK OLGERLER KULLANILARAK YAPILAN ISLAKLIK OLGUMLERI

Endustri tarafindan yaygin olarak kullanilan islaklik olgerler elektriksel dlgme prensibine dayanir. Kati
madde icinde bulunan su miktari, o katinin direng veya kapasitans degerini degistirir. Islaklik dlgerler
bu degisimi 6lcen ve maddeye gore islaklik miktarini veren cihazlardir [3].

Islakhk Olger ucunda bulunan algilayici genellikle 6—8 mm iceri girer ve gegtikleri bdlgenin nem
icerigini hisseder. Bunlar sadece uglarinin girdigi derinlikteki nem oranini élgmek Uzere yaltilmis 6zel
igne seklindeki algilayicilardir. Batirilan algilayici ahsap igerisindeki diren¢ veya kapasite degisimini
hissedip, 1slaklik miktari olarak Uzerindeki gostergeye aktarir.

Islakhk olglimleri sirasinda dikkat edilecek hususlar sunlardir.
e Olgiimlerde kullanilan 1slaklik dlger algilayicilarinin kullanim kilavuzlarinda belirtilen derinlige
kadar numune igerisine girmis olmasina dikkat edilmelidir.

e Numunenin doért noktasinda olgtimler alinmalidir.

Endustri tarafindan yaygin olarak kullanilan islaklik dlgerler sekil 4’de gorilmektedir.

TT

Sekil 4. Endistrinin yaygin olarak kullandiklari islaklik &lgerler
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ISLAKLIK ORANI OLGUMLERI VE iKi YONTEMIN KARSILASTIRILMASI

Olglmler igin farkh tirden (¢ adet numune TSE EN 326-1 standardina gore hazirlanmistir.
Numunelerin kdtleleri en az 20 gram olmalidir. Hazirlanan numuneler oncelikle islaklik odlcerle
okunmusg ve numunelerin icindeki i1slaklik miktarlari kaydedilmigtir.

Numunelere, daha sonra hizli bir sekilde ikinci seviye kitle 6lgim yontemi ile kurutma ve tartma
islemleri uygulanmistir. 3. kurutmadan sonra ikinci seviye kitle 6lgim yontemine goére degdismez
katleye ulasiimistir. Numunelerin ilk agirliklari ile her kurutma sonrasi agirliklari tablo 1.'de verilmistir.
Daha sonra denklem 1 kullanilarak her numunenin, igindeki islakhk oranlar tespit edilmistir.
Numuneler icin kitle dlgim yoéntemi ile hesaplanan islaklik miktarlari tablo 2. de verilmistir. Islaklik
Olcerler kullanilarak yapilan élgimler ile kitle 6lgim ydntemine gére ¢ikan sonuglar ve iki yontem
arasindaki farklar tablo 3. de verilmistir.

Tablo 1. Numunelerin kurutmadan sonraki agirliklari

ik agirik | - 2. 3. -
Kurutma | Kurutma | Kurutma Iki kurutma
Numuneler arasindaki fark (g)
(9) (9) (9) (9)
Numune1 37,8 34,6 34,0 33,9 0,1
Numune2 57,2 52,1 51,6 51,5 0,1
Numune3 69,5 65,3 64,5 64,4 0,1

Tablo 2. Numuneler icindeki 1slaklik oranin Kutle 6lim yontemi ile hesaplanma sonugclari

Numuneler A (9) B (9) MC (%)
Numune 1 37,8 33,9 11,6
Numune 2 57,2 51,5 11,0
Numune3 69,5 64,4 7,9

Tablo 3. Ayni numunelerin islaklik élgerle okunan degerleri ve iki ydntem arasindaki diizeltme
degerleri

Kitle Olgtim | Islaklik Olger Diizeltme Degeri
Numuneler Yontemi ile Okuma
MC (%) MC (%) MC (%)
Numune 1 11,6 11,0 0,6
Numune 2 11,0 10,0 1,0
Numune 3 7,9 7,0 0,9

SONUG

Ahsap esasli numunelerde farkli iki yontem kullanilarak, numunelerin islaklik oranlari élgiimistir. Bu
iki ydbntem sonucunda ¢ikan sonuglar karsilastiriimistir.

Kitle élgim yontemi ile daha hassas olglimler isteniyorsa, birinci seviye kiite 6lgim yodntemi tercih
edilmelidir. Boylelikle 10 mg hassasiyete sahip terazi yerine 1 mg hassasiyete sahip terazi segilir.
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Bununla birlikte degismez kitle olarak tanimlanan degder 0,01 % olur. Bu takdirde iki yontem ile elde
edilen sonuglar birbirine yakinlasacak ve dizeltme degerleri daha da kugulecektir.

Kutle 6lgum yodntemi ile yaptigimiz kargilastirma sonucu, kullanilan islaklik dlgcerin dogru ve guvenilir
bir cihaz oldugunu gdstermigtir.
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